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Révision de la présente publication

Lc contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il
refléte bien ’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, &
Pétablissement des éditions révisées et aux mises a jour
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

@®  Bulletin de la CEI

Publié trimestriellement

@® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

® Catalogue des publications de lIa CEI

Publié¢ annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant
a la présente publication, ou a la Publication 147-0
de la CEI

défini, Pindex général éta
détails complets sur le V.E
demande.

spéCiaux sont

la CEI font 'objet de la Publication 27 de la CEI.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that the
contents reflect current technology.

Information on the work of revision, the issue of
revised editions and amendment sheets may be obtained
from IEC National Committees and from the following
IEC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on TEC Ad
Published yeas

For peneral terminology, readers are referred to IEC
Publicationt 50: International Electrotechnical Vocabulary
(LE.V.), which is issued in the form of separate chapters
h dealing with a specific field, the General Index being
pGblished as a separate booklet. Full details of the L.LE.V,
will be supplied on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included
in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by
the IEC is given in IEC Publication 117.

The letter symbols for semiconductor devices and
integrated microcircuits are contained in IEC Publi-
cation 148.

Letter symbols and other signs approved by the IEC
are contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-3 (1970)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Troisiéme partie: Méthodes de mesure de référence

PREAMBULE

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales—e

ité d’Etudes N° 47 de la CEI: Dispositifs a semi-
Elle cons isiemg paxti gcommandation générale sur les valeurs limites et les caracté-
ristiques essemtic]les, des, dispositi giconducteurs et principes généraux des méthodes de mesure.

i¥me partie, traitant des principes généraux des méthodes de mesure,
q 147-2 de la CEL

Central)204, a été soumis aux Comités nationaux pour approbation suivant la Régle des Six Mois en

septembre 1968

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Afrique du Sud Italie
Allemagne Japon

Australie Pays-Bas
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Danemark Suéde
Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie
Israél Turquie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIRST SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-3 (1970)

ESSENTIATI, RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 3: Reference methods of measurement

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by ical Cb which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, a ible, aM international
consensus of opinion on the subjects dealt with,
2) They have the form of recommendations for international use and theyare - by the Natiopal Committees in that

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the\wish that™all Natiexfal Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules o far“as/natjonal conditions will permit. Any divergence
pational r , as far as possible, be clearly

between the IEC recommendations and the
indicated in the latter.

and Integrated Circuits.

It constitutes P &1 Fssential Ratings and Characteristics of Semiconductor
Devices and General Pf ¢

Part 1, Essentig

and “Charactoristics, is issued as IEC Publication 147-1; Part 2, General
Principles of ]

ds, is¥ssded as IEC Publication 147-2.

Three dra
Sub-claused.2 enrthe work started in Ziirich in 1966. A draft, document 47(Central Office)204,
was submitted al Committees for approval under the Six Months’ Rule in September 1968.

The following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:

Australia Japan

Belgium Netherlands

Canada Romania

Czechoslovakia South Africa

Denmark Sweden

France Switzerland

Germany Turkey

Israel United Kingdom

Italy United States of America
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Le paragraphe 7.1 et l’article 8 résultent de travaux qui ont débuté & Padoue en 1967. Deux projets,
documents 47(Bureau Central)263 et 264, ont été soumis aux Comités nationaux pour approbation

suivant la Régle des Six Mois en juillet 1969.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication du paragraphe 7.1:

de ce paragraphe.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en

Le Comi’@'
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France

Israél

Afrique du Sud
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Australie
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Tchécoslovaquie
Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
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